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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIFLS
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxiéme partie : Essais — Essai M : Basse pression atmosphérique

PREAMBULE

1) Lesdécisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, p1épaiés par des Comités d’Etudes

ou sont 1eprésentés tous les Comités nationaux s’intéiessant i ces questions, expriment dans la plus giande mesure possible

un accord International sur les sujets examinés

2) Ces décisions constituent des recommandations intetnationales et sont agtéées comme telles paiNes)Comilés nationaux

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la CE I expring le\vody queMousNes Cox
possédant pas encore de 1égles nationales, lotsqu'ils piépatent ces Iegles prenhent somme base fordan
les 1ecommandations de la CEI dans la mesute ol les conditions napiénales 1

tés nationaux ne
enptale de ces 18gles

V effort'pour harmoniser les régles
nationales de normalisation avec ces recommandations dans I re _OU s@nditiols nationales I¢ permettent Les

Comités nationaux s’engagent & user de leur influence dans

la base des travaux précgdents 1éalisés
damentaux climatiques et|de 1obustesse
et aux matéiiels

%}(ié ne €djion par ’adjonction des condition 1elatives aux

par les Sous-Comités 40-5 et 12-
mécanique applicables respective

que les Jparties se 1éférant aux matéiiels élect1oriques seraient
Desprojets de ce complément fuient discutés lorfs des 1&unions
ondres en 1961 A la suite de cette derniéte 1éurjion, un projet

obation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois
65 qu’il fut deCIde que l’essal complet concet nant les composants et les

Japon
Allemagne Noiveége
Belgique Pays-Bas
Canada Royaume-Uni
Corte(REpubtique de) Suede
Danemark Suisse
Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie
France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Inde Yougoslavie

Cette 1ecommandation doit &tie utilisée conjointement avec la Publication 68-1 de la CEI Essais
fondamentaux climatiques et de 10bustesse mécanique applicables aux matériels électroniques et a leurs
composants, Premiére pattie Généralités
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BASIC

1) The for
Nation
consen

2) They h|
sense

3) 1Inotdgr to promote this international unification, the TE C expiesses the wish that all N§tiony

yet no

rules infso fat as national conditions will permit

4) The desi
nationd! standaidization 1ules with these 1ccommendations in so far as natigal ¢
Comim|

This

Commitige No 50, Envitonmental Testing, &
12-7 coveping envitonmental testing piocedures™Mo1 componentand

This

equipment have been added

5
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES FOR ELECTRONIC
COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Tests — Test M : Low air pressure

FOREWORD

mal decisions o1 agreements of the I E C on technical matters, piepated by Technical Committees on which all the

al Committees having a special intetest therein aie 1epresented, expiess, as neatly as possible, an internation:l

us of opinion on the subjects dealt with

pve the form of 1ecommendations fo1 intetnational use and they ate accepted by the Natjouhal Commineesin th

=

ttees pledge their influence towards that end

PREFACE

third edition diffeis in so_far fiom the\sec

tio tha

It wd mendafgion on procedures for environmental testing
of electroni i beNssued ag asupplement to Test M Drafts of this supplement wele
discussed i 960 and in London in 1961 As a result of this latter

meeting, ¢

in July 1
Months’
for electt
68-2-13

The fi

This

ommittees for approval under the Six Months’ Rulle
¢ National Committees for approval under the Two

euic equipment should be issued as a third edition of Publicatiqn

Netherlands
Norway
Czechoslovakla South Aftica
Denmaik Sweden
France Switzeiland
Geimany Union of Soviet Socialist Republics
India United Kingdom
Japan United States of America
Kotea (Republic of) Yugoslavia

Recommendation should be read in conjunction with I E C Publication 68-1, Basic Enviion-

mental Testing Procedutes for Electionic Components and Electionic Equipment, Part 1, General
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES

ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS

ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxiéme partie : Essais — Essai M : Basse pression atmosphérique

I Objet
Cet essai a pour but d’éprouver Paptitude d’un composant ou d’un matéiiel a fonctionner dans
des-conditions-de—basse—pression—HnosphérHaue—rhtostes—ieceHes—qre—+on—pernt—engontier A haute
altitude
2 Mesutes initiales
Les spécimens sont soumis aux mesuies et aux bquises par la
spécification particuliéie
Les matéiiels doivent aussi étie examinés visuelfe
3 Epreuve
31 1l doil pouvoir &tre possible C une tolérance
de £ 5% oude | | mbar £ 840 mbai, la
toléiance est toutefois de
3861 ‘ Altitude appioximative
¢ 31000 m
¢ 26 000 m
mbat 20 000 m
85 mbat 16 000 m
150 mbai 13200 m
300 mbai 8 500 m
533 mbar 4300 m
600 mbai 3500 m
700 mbai 2200 m
840 mbat (Note 3)
Note. es altitudes inféiieutes a 1 000 m sont couvetrtes part les conditions notmales de pression: B60 4 1 060 mbai
2 — La 1elation pression/altitude dans le tableau qui précéde est celle qui existe dans les cpnditions les plus
défavorables
3T A Ik T TF O5ST 7 @A ta pression 1a plus vasse dc 1a plage des pressions
comprises dans les conditions atimosphétiques normales de mesutc
Il doit aussi &tie possible de maintenit, en tous les points ou les spécimens sont placds, une des
températures prévues pour les essais A et B, ou la tempéirature des conditions atmosphéiiques normales
d’essai, selon ce qui sei1a requis par la spécification particulié¢re
32 Les spécimens sont intioduits dans la chambie, la piession et la température sont ajusiées et main-

tenues aux valeurs spécifiées pendant la période 1equise par la spécification particuliére
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES FOR ELECTRONIC
COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Pait 2: Tests — 'lest M : Low ai1 pressme

1 Object

To determine the suitability of a component o1 an equipment to operate under conditions of low

pressure such as would be encounteted at high aliitudes

2 Initial measw ements

The specimens shall be measuted and mechanically checked ag\yeq 1eleévant
specification

Cquipment shall also be visually inspected

3 Conditioning

3 1 It shall be possible to maintain the followi
| 1 mmbar whichevert is larger The toler

itly a toletance of £ 59
I be { 20 mba

i

31 000 m
26 000 m
20 000 m
16 000 m
13200 m
8500 m
4300 m
3 500 m
2200 m
(Note 3)

Note ibudes up tod 000 m are covered by the standaid ait pressute of 860 to 1 060 mbai

» . 3 rd
atmospheric conditions for testing

[t shall also be possible to maintain in any tegion whete the specimens aie placed, any ol the
temperatures specified fo1 Tests A and B, o1 the temperatuie of the standaid atmosphetic conditions
for testing, as may be tequired by the 1elevant specification

32 The specimens shall be intioduced into the chamber, the pressute and temperature shall be adjusted
1o and maintained at the specified values fot the peitiod requited by the 1elevant specification
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Lotsque la spécification patticuliere presciit que I’essai de basse pression est effectué a basse ou
haute température, la température dans la chambre est 1églée A la valew spécifiée et I’on attend que
la stabilit¢ de températuie soit atteinte avant de réduite la piession La pression et la température
sont ultérieurement rétablies par admission d’ait sec dans la chambrie a la températute du laboratoire
ou pa1 le moyen prescrit pat la spécification particuliére

Il faut ptendie soin qu’aucune condensation ne se produise sui les spécimens lots du tetow de ces
detniets a la température ambiante du laboratoire loisqu’ils se trouvent dans la chambre d’essai

Si spécifié, les spécimens sont mis en fonctionnement pendant I’épieuve

Alors qu’ils sont encote sous basse pression, les spécimens sont soumis aux mesuies et aux véii-
fications mécaniques 1equises pat la spécification particulieie

Y

. , . . , g s .
Si-lowsqulon essaic unmatérielon-sattend-dce-que-ecematériel prissete—pras—tonetionncr not male-

ment sous des pressions de valeurs intetmédiaires entre la basse pres§ion %
matéiiel peut rester sous tension et &tre mesuté pendant la périod

la pressipn noimale, le
de la pression

Reprise

Les composants sont soumis aux conditions atmosp
période qui ne sera pas inférieure & 1 heute, ni supéije

pendant une

beut s’effectuer
Crire une durée

cquises pat la

ts doivent étie

eur exécution

£ 7 . \

al Meciiroc at

Siifonts 4 b 4
S AT TV I Tt O S T CA T T O s Ul CtuCI—aprus T TpPTEuUvY

h) Toutes dérogations aux conditions d’exécution de la 1eprise
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Whete the relevant specification calls for low o1 high temperatute, in addition to low pressuie, the
temperature of the chamber shall be adjusted to the specified value and temperature stability 1eached
before the pressute is teduced The pressure and temperatute values aie later 1estored by admission
of dry air at laboratory temperatute o1 in the manner specified by the relevant specification

Cazte shall be taken that no condensation shall occur on the specimens duting their 1eturn to laborator y
temperatute in the testing chamber

If 1equired, the specimens shall be under load duting the conditioning

While still at low pressute, the specimens shall be measuted and mechanically checked as required
by the relevant specification

1f, wh 1 T STt i i noT operate noimally at pressurg

valueq intermediate between the low pressuie and the standard pressure, the equip
switclled on and be measuted during the pressure 1estoration petiod

=]

Recovery

Complonents shall temain under standard atmosphetic conditions f&
1 houp nor mote than 2 hours

Equipment shall 1emain under standard atmospheric condigion

chamber The relevant specification may, howevet, call
of eqyipment

Final measurements

Tlhe specimens shall then be measured/and mech
specification

Hquipment shall also be

Sumniary of details whic

When this te

a) Pie-conditioning
b) Mgasuremg

¢) The ap
d) Rdquire

e) Diiation o

f) Measurements and
they shall be made

echanical checks to be made duting the conditioning and the time at which

g) Measuremernts amdt mechanicat Thecks 1o be made at the end of The Test

h) Any deviations from the pi1ocedure for recovery
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